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{(67) Anotace :

Teplotny meraci systém obsahuje redundantné
a diverzitivne merania teploty a teplotného
rozdielu prostrednictvom meracich odporov
(2) a termoelektrickych &lankov (3), a da-
lej Ze meraci systém umoZifiuje sicasné mera-
nie teploty a sluékovych odporov jednym
analégovo-&islicovym prevodnikom (15), pri-
&om pre meranie a vyhodnocovanie sa vyuziva
mikroprocesorovd technika. Vyndlez moZno
vyuzivat pre presné meranie teplét a tep-

lotnych rozdielov v priemysle a laboraté- I
riach. ) L ]
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RiesSenie sa tyka teplotného meracieho systému s umelou inte-
ligenciou. Spadd do odboru meracej techniky.

Meracie systémy sa vo vSeobecnosti skladaji zo snimacov,
meracich trds a meracich a vyhodnocovacich zariadeni. Pre meranie
teplét a teplotnych rozdielov sa ako snimace najcCastej$ie pouZi-
vaju.termoelektrlcke 3lanky a meracie odpory resp. ich kombina-
cia. Ako meracie a vyhodnocova01e zariadenia sa pou21vaju mikro-
poc¢itacové systemy zloZené z volne programovatelného zariadenia
pre pracovanie informdcii, prepinaca meracich miest, analégovo-
-&islicového prevodnika a indikaéného a zaplsovac1eho zariadenia..
Nevyhodou tychto meracich systémov bolo to, Ze si suCasne s mera-
nim v kazdom meracom cykle nekontrolovali automaticky vyskyt
systematlckej zlozZky chyby merania tepldét a teplotnych rozdielov
a Ze si automaticky nezistovali vyskyt a miesto poruchy v meracom
systéme.

VysSs§ie uvedené nevyhody meracich systemov tepldt a teplot-
nych rozdielov odstranuje teplotny meraci systém s umelou inteli-
genciou, ktorého podstatou je, Ze studené konce meracich termo—
elektrickych ¢&léankov a kompenzacny meraci odpor si umiestnené
v 1zoterm1ckej krab1c1, prlcom do prudového okruhu meracich odpo-—
rov je zaradeny prepinaci kontakt s odporom, zatial &o na vstupe
analégovo-¢islicového prevodnika je paralelne pripojend sériovéa
kombinacia splna01eho kontaktu a zataZného odporu, pricom si
jednak meracie odpory, Jjednak meracie termoelektrické ¢lanky,
" jednak kompenzacny meraci odpor, jednak odporovy normal a jednak
- odpor pripojené cez preplnac meracich miest na vstup analdégovo-—
- -gislicového prevodnika volne programovatelného zariadenia.

Teplotny meraci systém podla navrhovaného riesenia umoznuje
viacndsobné meranie teplét a teplotnych ‘rozdielov dvomi neza-
vislymi fyzikdlnymi metddami, umoznuje prostrednlctvom analégovo-
-¢islicového prevodnlka pre meranie napatia meranie slucékovych
odporov meracich retazcov a meranie izolaéného odporu meracieho
systému. Redundantné a diverzitivne merania a spdsob zapojenia
v navrhnutom meracom systéme umoZiujui automaticku kontrolu
velkosti ndhodnej zloZky chyby a kontrolu vyskytu systematicke]
zloZky chyby merania teploty a teplotného rozdielu v kazZdom mera-
com cykle. PouZity spdsob merania sludkovych odporov meracich
retazcov a izolaéného odporu meracieho systému umoZnuje identifi-
kovat vyskyt a miesto poruchy v meracom systéme.

Na pripojenom vykrese je znazornend schéma teplotného mera-
cieho systému podla vyndlezu.

Teplotny meraci systém podla vyndlezu sa skladd z kombinova-

. nych teplotnych snimadov 1, izotermickej krabice 5, prepinacieho

kontaktu 7, vypinacieho.kontaktu 8, pruidového zdroja 2, odporové-
ho normdlu 10, odporu 11, prepinac¢a meracich miest 12, spinacieho
kontaktu. 13, zatazneho odporu 14, analogovo-CLSllcoveho prevodni-

“ka 15, ovladac1eho prvku 16, volne programovatelného zariadenia

17 pre spracovanie 1nformac11 a indikac¢ného a zapisovacieho

zariadenia 18. KaZdy kombinovany teplotny snima¢ 1, celkovy pocet

ktorych méze byt v meracom systéme lubovolny, sa skladd z dvoch
meracich odporov 2, dvoch napdajacich termoelektrickych &lankov
4 a jedného meracieho termoelektrického <¢lanku 3. Izotermicka



CS 277251 B6 ‘ 2

krabica 5 obsahuje studené konce meracich termoelektrickych ¢lén-
kov 3, napdjacich termoelektrickych ¢lankov 4, a kompenzaény
meraci odpor 6. Meracie odpory 2 si napajané prudovym zdrojom 9.
K prepinadu meracich miest 12 su z kaZdého kombinovaného teplot-
ného snimada 1 pripojené signdly 2z dvoch meracich odporov 2
a jedného meracieho termoelektrického &lanku 3. Dalej su k prepi-
. nadu meracich miest 12 pripojené signdly z kompenzacéného meracie-—
ho odporu 6, 2z odporového normdlu 10 a odporu 1ll. Vypinaci
kontakt 8 sliZi na meranie parazitnych termonapati na traséch
meracich odporov 2. Prepinaci kontakt 7 a odpor 11 sléZia na
meranie izolac¢ného odporu meracieho systemu. Odporovy normal 10
sliZi na meranie napaja01eho pridu. Spinaci kontakt 13 a zatazny
odpor‘l4 sliZia na meranie sluckovych odporov meracich retazcov.
Prepinaci kontakt 7, vypinaci kontakt 8 a spinaci kontakt 13 su
riadené volne programovateinym zariadenim 17 pre spracovanie
informdcii prostrednictvom ovladdacieho prvku 16. V bezporuchovom
chode meracieho systému, pri merani teplét a teplotnych rozdielov
je stav prepinacieho kontaktu 7, vypinacieho kontaktu 8 a spina-
cieho kontaktu 13 podla schémy na obrdzku. Vtedy sa meraju teplo-
ty a teplotné rozdiely ako meracimi odporml 2, tak meracimi
termoelektrlckyml ¢léankami 3. Kontrola velkosti nahodnej zlozky
chyby merania sa uskutoénuje prostrednlctvom teplotnych rozdielov '
dvojic meracich odporov 2 umiestnenych v jednotlivych kombinova-
nych teplotnych snimadoch 1. Kontrola vyskytu systematickej zloZ-
ky chyby merania sa uskutodéniuje prostrednictvom rozdielu meranych
teplét a  teplotnych rozdielov ziskanych ako z meracich odporov
2 tak meracich termoelektrickych ¢&lankov 3. Citlivost sledovania
Vyskytu.systematlcke] zlozky chyby merania je zavislad od velkosti
rozdielu citlivosti meracich odporov 2 voéi meracim termoelek-
trickym ¢&lénkom 3 v W V na °C. V pripade zhorsenia presnosti
merania nad dovolené medze, resp. Vv pripade podozrenia poruchy
moZno automaticky identifikovat vyskyt a miesto poruchy meracieho
-systemu Identifikdcia vyskytu a miesta poruchy je zaloZend na
porovnavani meranych slucékovych odporov meracich retazcov
a izolaéného odporu meracieho systému s opornymi hodnotami sluc-
kovych odporov a izolac¢ného odporu bezporuchoveho meracieho
systému. Sluckovy odpor jednotllveho meracieho retazca sa ziskava
_dv03nasobnym meranim napatového signdlu z tohto retazca, pri jeho
zataZeni a nezataZeni na vstupe analogovo-01sllcoveho prevodnlka
15, prostrednictvom spinacieho kontaktu 13 a zatazZného odporu
1l4. Izolacény odpor sa ziskava =z velkosti napatoveho dbytku na
odpore 11, kedy je prudovy zdroj 9 prepnuty prepinacim kontaktom
7 na odpor 1l1l. ‘

v teplotnom meracom systéme podla obrdzku mozZno vhodnou
volbou velkosti odporového normélu 10 eliminovat vplyv systema-
tickej - chyby analégovo-&islicového prevodnika 15 na meranie
teploty prostrednictvom meracich odporov 2. V pripade vyskytu
poruchy meracich odporov 2, moZno vyuZivat pre riadenie procesu
merané udaje teplét a teplotnych rozdielov z meracich termoelek-
trickych &lankov 3, ktoré moZno pred vyskytom poruchy kontinudlne
" kalibrovat prostrednictvom meracich odporov 2. Takymto spdsobom
~ sa presnost merania prostrednictvom meracich termoelektrickych
&lankov 3 pribliZuje presnosti merania prostrednictvom meracich
odporov 2. V pripade vyskytu poruchy meracich odporov 2 a mera-
cich termoelektrickych ¢lankov 3, moZno pre merania vyuzit napa-
ja01e termoelektrické ¢lanky 4. Vtedy treba.ale uskutoénit ich
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pripojenie k prepinac¢om meracich miest 12.

1.

PATENTOVE NAROKY

Teplotny meraci systém s umelou inteligenciou, obsahujuici
meracie odpory a termoelektrické ¢&lanky, prepinaé¢ meracich
miest, analégovo-Eislicovy prevodnik, volne programovatelne
zariadenie a indikaéné a zapisovacie zariadenie, sa vyznaduje
tym, Ze studené konce meracich termoelektrickych &lénkov (3)
a kompenzaény meraci odpor (6) si umiestnené v izotermickej
krabici (5), pridéom do pridového okruhu meracich odporov (2)
je zaradeny prepinaci kontakt (7) s odporom (11), zatial ¢o na
vstupe analégovo-¢islicového prevodnika (15) je paralelne
pripojena sériovad kombindcia spinacieho kontaktu (13) a zataz-
ného odporu (14), pric¢om si Jjednak meracie odpory (2), jednak
meracie termoelektrické &lanky (3), jednak kompenzaény meraci
odpor (6), jednak odporovy normal (10) a jednak odpor (11)
jednotlivo pripojené cez prepinac¢ meracich miest (12) na vstup
analégovo~&islicového prevodnika (15), ku ktorému je pripojené
volne programovatelné zariadenie (17).

. Teplotny meraci systém podla bodu 1, sa vyznacuje tym, 2Ze

kompenzaény meraci odpor (6) je pripojeny na prudovy zdroj

(9).

1 vykres



B6

Cs 277251

81

YA S

\j/l

,
T st
€1
-

N
N2

1

B

it

= :::::::£¥§Eﬁiéj&/

L
)

u\olﬂ

L4 4
L

]

al

|
|
]

Konec cokumentu

i

7

-] L
/9 /ﬁ;

—\
_/




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

